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1. Описание фонда оценочных средств (оценочных материалов)
Фонд оценочных средств (оценочные материалы) включает в себя контрольные задания и (или) вопросы, которые могут быть предложены обучающемуся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Указанные контрольные задания и (или) вопросы позволяют оценить достижение обучающимся планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), установленных в соответствующей рабочей программе дисциплины (модуля), а также сформированность компетенций, установленных в соответствующей общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.

Полные наименования компетенций представлены в общей характеристике основной профессиональной образовательной программы.
2. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

1. Как в протоколе измерений указываются результаты вне пределов поля допуска?

- записывается отклонение от ES и EI;

- записывается соответствующее неравенство;

- эти данные печатают красным шрифтом.

2. Почему станины КИМ изготавливают из черного гранита?

- он наиболее компенсирует тепловые деформации;

- он обеспечивает низкий коэффициент трения;

- он обеспечивает современный дизайн КИМ.

3. С какой целью в КИМ используется непараллельная кинематика?

- для уменьшения габаритов КИМ;

- для повышения жесткости КИМ;

- для упрощения конструкции.

4. В чем заключается процедура выравнивания?

- в совмещении 3D модели с системой координат контролируемой  детали;

- это виртуальное базирование контролируемой детали;

-это элемент поверки КИМ.

5. Поясните физический смысл дискреты.

- это характеристика точности КИМ;

- это единица измерения координатных перемещений;

- это перемещение ИГ эквивалентное одному управляющему сигналу.

6. Какую роль исполняет в КИМ измерительная головка?

- она контактирует с измеряемой деталью;

- она преобразует измерительную информацию;

- она подает сигнал на считывающее устройство.

7. Какую роль в КИМ выполняет интерполятор?

- обеспечивает перемещение ИГ по заданной траектории;

- определяет средние значения результатов измерений;

- он хранит библиотеку измерительных программ.

8. Чем измерительная задача КИМ отличается от формообразующей?

- измерительная задача предшествует формообразующей;

- формообразующая задача предшествует измерительной;

- формообразующая задача более сложная.

9. С какой целью в КИМ используется панель инструментов?

- для визуализации параметров измерительной программы;

- для контроля измерительной программы;

- для повышения точности измерения.
10. С какой целью в КИМ используется окно редактора?

- для облегчения разработки измерительной программы;

- для контроля измерительной программы;

- для исправления измерительной программы.

11. С какой целью наконечники ИГ выполняются рубиновыми?

- для снижения степени износа;

- для повышения точности измерений;

- для предотвращения коррозии.

12. С какой целью выполняется поверка КИМ?

- для оценки точности измерений;

- для оценки соответствия паспортным данным;

- для повышения точности измерений.

3. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

1. Каковы основные принципы выбора щупов?

2. Материалы для шариков.

3. Типовые конфигурации для щупов.

4. Алгоритм учета радиуса наконечника при расчете параметров размерной точности деталей машин.

5. Назначение калибровки рабочих элементов измерительного комплекса.

6. Какова последовательность операций по калибровке?

7. Принцип работы датчиков линейных и угловых приращений лабораторной установки и основные их характеристики.

8. Принципы размещения датчиков и их влияние на точность контроля.

9. Показать схематично образование погрешности в результате радиального смещения датчиков относительно оси симметрии детали.

10. Принцип работы датчиков линейных и угловых приращений лабораторной установки и основные их характеристики.

11. Алгоритм учета погрешности установки датчиков относительно оси вращения контролируемой детали.

12. Дайте определение цилиндричности.

13. Простановка цилиндричности на рабочих чертежах.

14. Опишите алгоритм выполнения операции по определению цилиндричности.

4. Оценочные средства (оценочные материалы) для проведения промежуточной аттестации обучающихся (защиты курсовой работы (проекта)) по дисциплине (модулю)

Перечень контрольных заданий и (или) вопросов для оценки сформированности компетенции ОПК-3 

1. Основные понятия и определения.

2. Классификация средств размерного контроля деталей машин.

3. Виды погрешностей измерения.

4. Основные характеристики средств измерения и контроля.

5. Перечислите основные методы измерений.

6. Перечислите этапы развития средств измерений.

7. Развитие геометрических допусков

8. Допуски формы и расположения

9. Алгоритмы анализа результатов измерения

10. Позиционные допуски (практическая реализация; минимизация суммы квадратов отклонений и сборка деталей, обеспечение решения задачи сборки).

11. Интерфейсы периферийного оборудования.

12. Понятие микропроцессора. Основные термины и определения, используемые при описании МП.

